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系列
在 线 激 光 粒 度 监 控 系 统

PATlink
适 合 干 法 、 湿 法 等 各 种 粉 体 生 产 的 实 时 粒 度 监 控



真理光学仪器有限公司专注于高端颗粒表征仪器的研发与制造，产品涵盖激光（衍射法）粒度分

析仪,（动态光散射法）纳米粒度及Zeta电位分析仪以及颗粒图像分析仪，从微米到纳米，从湿法

到干法，从实验室到生产现场，真理光学秉持“科学态度，工匠精神”，为用户提供先进的高端产

品和解决方案。

真理光学汇集了以张福根博士为代表的全国颗粒表征领域的顶尖人才。张福根博士现任本公司董

事长兼首席科学家，还担任全国颗粒表征及分检与筛网标准化技术委员会副主任委员、中国颗粒

学会常务理事、天津大学兼职教授，曾担任中国颗粒学会副理事长，同时也是“欧美克”字号公司

的创始人。
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关于真理光学

湿法系统

PATlink 系列在线激光粒度监控系统 

干法系统



PATlink 实时监测粉体粒度变化，提升粉体工厂经济效益 
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受益于PATlink 在线激光粒度监控系统的使用

无需人工从车间取样，到实验室完成样品测

量，在粉体生产加工的全过程都可以实时了

解当前以及回溯粉体粒度大小的变化趋势

闭环的过程优化及持续监测和控制

确保生产设备运行符合目标值

减少不同批次产品间的差异

批量生产时开机后快速达到合格标准，减少

原料浪费和返工

提高产品质量稳定性
增加有效产出率
减少人工成本

生产设备

过程管线 客户控制系统

PATlink
在线粒度检测

激光粒度分析仪基于激光衍射原理测量粉体颗粒的粒度分布，凭借测量速度快、操作维护方便、动态

范围宽以及良好的重现性和准确性等优势，成为很多材料实验室必备的检测仪器。相较于实验室用粒

度仪器，在线激光粒度分析仪则直接应用在粉体工厂生产车间现场，自动实时监测生产管线内的粒度

数据，通过专用接口同步反馈给粉体制备设备，从而实现粉体生产粒度控制的智能化。在线激光粒度

分析仪对于提高粉体产品质量、减少废料产生、减少人工成本，从而降低生产成本提高企业效益起到

关键作用。

PAT  系列在线激光粒度监控系统是真理光学基于多年积累的粒度表征技术及自动化过程控制技术开link

发的新一代实时在线粒度监测与控制系统，粒度范围涵盖0.1μm至3000μm，适合干法和湿法的生产工

艺过程，既可用于在线粒度测量，也可以用于现场手动取样的粒度分析。

PAT 系列具有稳定的结构和先进的技术支撑，以满足苛刻、复杂的过程工艺环境对连续粒度测量和link 

控制的要求，被广泛应用于电池材料、水泥、面粉加工、粉末冶金、3D打印、制药、先进陶瓷、抛光

液、粉末涂料、色浆颜料等产品生产的粒度自动控制。

PATlink 在线激光粒度监控系统部分应用场景

www.linkoptik.com

科学态度 工匠精神   成就高端颗粒仪器
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测量范围：

        0.1~1000 μm（湿法）

        0.2~1000 μm（干法）

液体鞘流保护窗口 传统液体窗口

PAT  1000原理图link

1 — 激光器

2 — 光束处理器

3 — 测量窗口左玻璃

4 — 待测颗粒

5 — 测量窗口右玻璃

6 — 傅里叶透镜

7 — 光电探测器阵列

8 — 超大角透镜

9 — 超大角探测器

8-3     9-3      9-2     8-2    9-1    8-1   

1             2      3      4    5             6                                            7

液体鞘流保护技术（发明专利：ZL201910698536.8），保证湿法测量条件下玻璃窗口不被颗粒污

染，长期可靠运行。

PATlink 1000 光学测量单元
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测量范围：1~3000μm

PAT 3000原理图link 

PATlink 3000 光学测量单元

双气帘干法窗口保护技术

测量范围：

               1~3000 μm

科学态度 工匠精神   成就高端颗粒仪器
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1             2      3  4    5             6                                                                                    
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在线激光粒度监控系统的取样系统对于整个在线粒度分析过程至关重要，它直接影响到粒度分析的准

确性、代表性、实时性和耐用性。在粉体输送过程中，管道内的压力变化和粉体的物理特性都可能导

致取样管路堵塞。同时，取样系统需要能够捕捉到物料的全面粒度分布，而不是仅仅局部或不均匀的

样本。 真理光学在粉体生产和粒度控制方面有着多年丰富经验，根据不同粉体生产场景设计出多种取

样器。

PATlink 系列 多种湿法和干法取样器，满足不同粉体生产工艺需要

湿法取样器 干法取样器

笛管自出取样器

自流式取样

样品从反应釜或

研磨设备管线自

然流入旁路管

道，旋转分样器

从旁路中取出适

量的样品。适用

于低浓度且带正

压的粉体生产工

艺。

笛形取样管插入管道内取

样，适应于取样口带正压

的粉碎设备。

适用于高浓度干式粉碎设

备（例如，水泥磨）。

泵吸式取样

蠕动泵从生产管线或反应釜中将样品吸入旁路

管道，旋转分样器从旁路中取出适量的样品。

适用于低浓度且常压或负压的粉体生产工艺。

铰刀振动取样器

专门针对高浓度湿法

研磨设备（例如，砂

磨机）而开发的取样

器。

笛管振动取样器

笛管振动取样器适应于

常压落料生产设备成品

出料口。

高效的湿法稀释与控制单元

湿法稀释与控制单元集成了包括鞘流槽、进样槽、前置稀释器和分散剂

罐等多个组件，同时还内置了两级独立搅拌和管道式大功率超声分散功

能的样品预处理装置，可实现快速稀释和分散高浓度样品，其显著特点

是：稀释比例可达1~10万分之一，稀释时间缩短至最多只需3mins，稀释

液总量约500mL，良好的分样代表性，超强的分散能力。

www.linkoptik.com

滑移式取样器（专利号：202422474456.3）

（专利号：202422474457.8）



PATlink在线激光粒度监控系统的分析过程与测试报告

粒度分布数据连续采集与实时呈现
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科学态度 工匠精神   成就高端颗粒仪器



PATlink 1000 

湿法：0.1-1000μm，干法：0.2-1000μm 

全量程米氏理论理论

最快5次/秒

Dv50优于±1%（NIST可溯源乳胶标样）

Dv50优于±0.5% (NIST可溯源乳胶标样）

1类激光产品

IP65

温度范围 -10℃ ~ 45℃， 湿度范围 10% ~ 90%，无结凝

Intel i3处理器，2GB内存，500GB硬盘

指   标项   目

测量原理

型  号

粒径范围

PATlink 3000 

珠海真理光学仪器有限公司
地址：珠海市高新区金唐路 号港湾 号 湾 栋 层               1 1 科创园 5 3

86 756 8629611      传真：+86 756 8629811      电话：+

销售咨询服务热线：400 900 3950            
上海分公司及应用实验室                                                                                                

地址：上海市闵行区中春路 号明谷科技园 栋7001 B 401    地址：北京市朝阳区康家沟145号锦裕写字楼232

东北办事处及应用实验室

地址：沈阳市沈河区奉天街333号恒运商务大厦801

在全国多地设有销售及技术服务中心

邮政编码：519080

Email: sale@linkoptik.com

北京办事处及应用实验室                       

更多信息，请访问  www.linkoptik.com

窗口玻璃保护技术

最高可达20KHz

Windows7或以上专业版

版本号: V202410

空间滤波方式

检测速度

准确度

重复性

防水防尘等级

计算机最低配置

光学测量单元重量

数据采集速率

工作环境

激光安全

操作平台

光学测量单元尺寸 745mm*172mm*505mm(LxWxH) 622mm*164mm*393mm(LxWxH) 

18Kg16Kg

光源

1-10万分之一湿法稀释比

PATlink 系列在线激光粒度监控系统的技术指标

湿法：液体鞘流保护技术（专利）， 干法：双气帘保护技术

集成自动恒温功能的固体激光器，波长638nm, 最高功率20mW

非针孔式偏振滤波专利技术

PATlink 系列主要性能特点
>    测量速度：最快每秒5次完整粒度分布，每分钟能测量多达数百万个颗粒

>    超大角光学系统，确保亚微米粒径准确可靠测量

>    独创的液体鞘流法窗口玻璃保护技术

>    双气帘干法窗口玻璃保护技术

>    一机多线多用方案，一台主机监测多条生产线，既可在线测量(On-line)又可旁线测量(At-line)

>    采用光纤偏振保持及空间滤波专利技术，确保光路系统在使用过程中无需任何机械调整

>    满足EMC工业级电磁兼容性要求

>    防水防尘性能达到IP65工业防护等级

>    采用光缆连接控制室和粒度检测系统的计算机，具有极强的抗干扰能力，并实现远至千米的数据传输和控制

>    支持Modbus RTU/TCP等工业控制通讯协议，连接客户PLC系统

1-3000μm(干、湿法相同)

扫码访问官网     关注微信公众号
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